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              進化したオープンＴＥＭ ＣＥＬＬ 

               ＥＯＴシリーズ 

       － 広帯域８．５ＧＨｚ ＥＭＩ測定・２００ - ６００Ｖ／ｍ 高電界ＥＭＳ試験対応 － 

 

 

 

   OPEN TRANSVERSE ELECTRO MAGNETIC CELL 

 

ＥＬＥＮＡ オープンＴＥＭ ＣＥＬＬは、集積回路・電子モジュール・実装プリント配線板・センサーなどの電子

機器の開発・試作段階からのＥＭＣテスト用に開発されました。プリント配線板に実装された集積回路・半導体は

これまで、ＩＥＣ６１９６７－２ ＩＥＣ６２１３２－２を基本としたＴＥＭ-ＣＥＬＬ法評価が行われてきました。

このＴＥＭセルの天上面にプリント配線板を装着する評価法は、ＤＵＴの構造から多くの場合セル自身の電界の偏

波面がＤＵＴの配線パターンに直交する可能性が高くＥＭＩ計測において、実情に合った最大レベルでの評価が難

しい要因となっていました。 

また、イミュニティ試験においては、ＴＥＭセルの発生電界の基準である測定領域の中心にＤＵＴは配置されず、

ゼロ電位（ゼロ電界）となるセル天上面にマウントされるため、試験電界強度と実印加電界レベルが乖離した試験

となります。 ＥＬＥＮＡオープンＴＥＭセルは、これらの課題を解決するため供試品となるプリント配線板をセ 

ル内にまるごと入れることで最適な総合的評価試験が行えるよう設計されました。 

また、最も厳しい車載電装品イミュニティ試験への対応を行うため、中型セルでは最大入力電力１ｋＷとし高電界 

試験へも対応されています。 

〇独自のＧＴＥＭセル開発技術とＴＥＭセル技術を融合させることでＤＣ－８．５ＧＨｚの広帯域性能を実現 

〇第二テストエリアを設け 基本テストエリアの２倍の強電界試験が可能 

〇オープン型のため供試品からの数多くのハーネスの配線引き廻しの自由度が高い 

〇テストハーネスラインにＬＣフィルターが介在しないことで電界のハーネスへの誘導レベルはよりＡＬＳＥ法

（電波暗室試験）と近くすることが可能 

 

mailto:sales@elena-e.co.jp
https://www.elena-e.co.jp/


 

EOT Leaflet(J) Ver. 1.0 
Jul 2025 

■ 外形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

■ 主な仕様 

型  名 ＥＯＴ－１４０ ＥＯＴ－２４０ ＥＯＴ－３４０ ＥＯＴ－５００ 

内部導体最大高 上段 (第二テストエリア)  ７ｃｍ １２ｃｍ １７ｃｍ ２５ｃｍ 

下段 (基本テストエリア) １４ｃｍ ２４ｃｍ ３４ｃｍ ５０ｃｍ 

周 波 数 範 囲 ＤＣ - ８.５ＧＨｚ ＤＣ - ８.５ＧＨｚ ＤＣ - ８.５ＧＨｚ ＤＣ - ８.５ＧＨｚ 

公称インピーダンス ５０Ω ５０Ω ５０Ω ５０Ω 

Ｖ Ｓ Ｗ Ｒ １.８ typical １.８ typical １.８ typical １.８ typical 

Ｒ Ｆ ポ ー ト Ｎ - Female Ｎ - Female ７／１６ - Female ７／１６ - Female 

推奨最大供試品寸法 Ｗ７×Ｄ７×Ｈ７ｃｍ Ｗ１２×Ｄ１２×Ｈ１２ｃｍ Ｗ１７×Ｄ１７×Ｈ１７ｃｍ Ｗ２５×Ｄ２５×Ｈ２５ｃｍ 

推奨精密測定供試品寸法 Ｗ４.６×Ｄ４.６×Ｈ４.６ｃｍ Ｗ８×Ｄ８×Ｈ８ｃｍ Ｗ１１×Ｄ１１×Ｈ１１ｃｍ Ｗ１６.６×Ｄ１６.６×Ｈ１６.６ｃｍ 

最大入力電力   ≦ １ＧＨｚ ３００Ｗ ３００Ｗ １ｋＷ １ｋＷ 

３ＧＨｚ １７０Ｗ １７０Ｗ ６００Ｗ ６００Ｗ 

６ＧＨｚ １２０Ｗ １２０Ｗ ４４０Ｗ ４４０Ｗ 

８．５ＧＨｚ １０６Ｗ １０６Ｗ ３５０Ｗ ３５０Ｗ 

サ  イ  ズ Ｌ９９×Ｄ４２×Ｈ３０ｃｍ Ｌ１６６×Ｄ７０×Ｈ５２ｃｍ Ｌ２４０×Ｄ１００×Ｈ１０５ｃｍ Ｌ３４５×Ｄ１５０×Ｈ１２８ｃｍ 

主  材  質 （本体/架台） Aluminum / Wood Aluminum / Wood Aluminum / Wood & Aluminum Aluminum / Wood & Aluminum 

重      量  (Approximately) １０ｋｇ ３８ｋｇ ７０ｋｇ １２５ｋｇ 

標 準 付 属 品 
User’s Manual / Test Report User’s Manual / Test Report 

User’s Manual / Test Report 

Coaxial Adapter N(Female)- 7/16(Male) 2pics 

User’s Manual / Test Report 

Coaxial Adapter N(Female)- 7/16(Male) 2pics 

オプション 50Ω Dummy Load  

           Microwave Coaxial Cable 

５Ｗ Ａ１４２４  /  ３００Ｗ Ａ１４３６  /  ５００Ｗ Ａ１４５１ ＨＩＧＨ ＰＯＷＥＲ ＬＯＡＤ ７/１６  １ｋＷ Ａ１４７０  /  ２ｋＷ Ａ１４８０ 

 ＭＰ８４１Ａ ＮＰ  ０.５ｍ / １ｍ / ２ｍ / ３ｍ / ４ｍ / ５ｍ  ＭＰ８４１Ａ ７／１６Ｐ  １ｍ / ２ｍ / ３ｍ / ５ｍ / ８ｍ / １０ｍ 

           Auxiliary Ground Plane  Aluminum L120cm×W45cm×t3mm  /  Aluminum L180cm×W65cm×t3mm 
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ＥＭＣ ＴＥＳＴ Ｃｅｌｌ 

カタログ     

EOT Leaflet(J) Ver. 1.0 
Jul 2025 

■ 最大入力電力 

 

■ セル内供試品セットアップ例 

補助機器

DC電源

補助機器

疑似電源
回路網

補助機器

補助機器

供試品

補助
グランドプレーン

インシュレーター

供試品固定治具

ＴＯＰ　ＶＩＥＷ

ボトムプレート

内部導体
（セプタム）

ボトムプレート インシュレーター

供試品

補助機器

補助機器
DC電源
疑似電源
回路網

内部導体 （セプタム）

電界
E-Field

FRONT　ＶＩＥＷ

基本テストエリア

垂直偏波から水平偏波テスト
へは　供試品を９０度回転

 

 

※仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更されることがあります。 

エレナ電子株式会社 
〒215-0033  神奈川県川崎市麻生区栗木 2-7-1 
TEL. 044-712-8501  FAX. 044-712-8502 
2-7-1, Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 215-0033 Japan  
E-Mail: sales@elena-e.co.jp  URL: https://www.elena-e.co.jp 

 

 

              進化したオープンＴＥＭ ＣＥＬＬ 

               ＥＯＴシリーズ 

       － 広帯域８．５ＧＨｚ ＥＭＩ測定・２００ - ６００Ｖ／ｍ 高電界ＥＭＳ試験対応 － 

 

 

 

   OPEN TRANSVERSE ELECTRO MAGNETIC CELL 

 

ＥＬＥＮＡ オープンＴＥＭ ＣＥＬＬは、集積回路・電子モジュール・実装プリント配線板・センサーなどの電子

機器の開発・試作段階からのＥＭＣテスト用に開発されました。プリント配線板に実装された集積回路・半導体は

これまで、ＩＥＣ６１９６７－２ ＩＥＣ６２１３２－２を基本としたＴＥＭ-ＣＥＬＬ法評価が行われてきました。

このＴＥＭセルの天上面にプリント配線板を装着する評価法は、ＤＵＴの構造から多くの場合セル自身の電界の偏

波面がＤＵＴの配線パターンに直交する可能性が高くＥＭＩ計測において、実情に合った最大レベルでの評価が難

しい要因となっていました。 

また、イミュニティ試験においては、ＴＥＭセルの発生電界の基準である測定領域の中心にＤＵＴは配置されず、

ゼロ電位（ゼロ電界）となるセル天上面にマウントされるため、試験電界強度と実印加電界レベルが乖離した試験

となります。 ＥＬＥＮＡオープンＴＥＭセルは、これらの課題を解決するため供試品となるプリント配線板をセ 

ル内にまるごと入れることで最適な総合的評価試験が行えるよう設計されました。 

また、最も厳しい車載電装品イミュニティ試験への対応を行うため、中型セルでは最大入力電力１ｋＷとし高電界 

試験へも対応されています。 

〇独自のＧＴＥＭセル開発技術とＴＥＭセル技術を融合させることでＤＣ－８．５ＧＨｚの広帯域性能を実現 

〇第二テストエリアを設け 基本テストエリアの２倍の強電界試験が可能 

〇オープン型のため供試品からの数多くのハーネスの配線引き廻しの自由度が高い 

〇テストハーネスラインにＬＣフィルターが介在しないことで電界のハーネスへの誘導レベルはよりＡＬＳＥ法

（電波暗室試験）と近くすることが可能 

 

mailto:sales@elena-e.co.jp
https://www.elena-e.co.jp/



